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18th	ESD-Forum
October	15	–	17,	2024

NH	Collecti	on	Dresden	Altmarkt
October 15: 4 tutorials in 2 parallel sessions 

October 16/17: Conference with 8 sessions, special contributi ons and discussion

TUTORIALS	(Parallel	Sessions	1	and	2) 

Tuesday, October 15, 2024

Session 1

 9:00 –		Tutorial	1:	How to Develop an ESD Control Plan With the New
18:00 IEC 61340-5-1 and ANSI/ESD S20.20? *
  R. Gärtner – Infi neon Technologies AG 
  R. Pfeifl e – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG 
  W. Stadler – Intel Germany Services GmbH
 *For break ti mes see Session 2 

Session 2 

 9:00 –  Tutorial	2.1: How and Where Charges are Generated and How Can
10:30 We Reduce or Avoid Charge Separati on? 
  P. Jacob – Jacob Engineering 

10:30 –  Coff ee break
11:00  

11:00 –  Tutorial	2.1 (conti nued)
12:30  

12:30 –  Lunch break
13:30  

13:30 –  Tutorial	2.2: ESD Protecti on Elements
15:30  K.T. Kaschani – Robert Bosch GmbH 

15:30 –  Coff ee break
16:00  

16:00 –  Tutorial	2.3:	Consequences of On-Chip ESD Protecti on on
18:00 System-Level
  K.T. Kaschani – Robert Bosch GmbH 

CONFERENCE

Wednesday, October 16, 2024
 9:00 –  Opening
 9:15  S. Fischer – Infi neon Technologies AG 

 9:15 – 	Session	1: ESD Basics
10:15  Moderator: J. Reiner 

10:15 – Coff ee break
11:15 

11:15 –  Session	2: ESD Design I
12:15  Moderator: S. Fischer – Infi neon Technologies AG 

12:15 – Lunch break
13:15  

13:15 –  “Jugend	forscht”
13:45  Moderator: P. Jacob – Jacob Engineering 
 PolySelect – Plasti c Separati on by Electrostati cs
  A. Bachmann  – Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, 
  Bad Homburg vor der Höhe 
  Award Winner Competi ti on “Jugend forscht” 
  (Youth Researches) 2023/2024 

13:45 –  Session	3:	External ESD Protecti on I – Problems in Manufacturing
15:15  Moderator: W. Stadler – Intel Germany Services GmbH 

15:15 –  Coff ee break
15:45 

15:45 –  Session	4: ESD Design II
16:45 (Includes Invited Presentati on EOS/ESD Symposium)
  Moderator: M. Graf – Robert Bosch GmbH 

16:45 –  Session	5:	External ESD Protecti on II – ESD Control Programs
18:15  Moderator: R. Pfeifl e – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG 

18:15 –  Break with Snacks and Refreshment
19:30  

19:30 –  Discussion: Everlasti ng EOS!?
21:00  Moderator: R. Gärtner 

Thursday, October 17, 2024
 8:30 –  Session	6:	ESD Measurement Techniques
10:00 (Includes Invited Presentati on EOS/ESD Symposium)
  Moderator: H. Wolf – Fraunhofer Insti tut EMFT 

10:00 –  Coff ee break
10:45  

10:45 – 	Session	7: External ESD Protecti on III – Ionizati on
11:45   Moderator: R. Gärtner – Infi neon Technologies AG 

11:45 –  Session	8: Standardizati on News
12:45  Moderator: K.T. Kaschani – Robert Bosch GmbH 

12:45 –  Awards	and	Closure
13:00  A. Gott schalk – IQZG Consulti ng, 
  W. Stadler – Intel Germany Services GmbH 

13:00 –  Lunch break
14:00  
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TUTORIEN (Parallele Veranstaltungen 1 und 2)

Dienstag, 15. Oktober 2024

Veranstaltung 1

  9:00 –	 Tutorial 1: Wie wird ein ESD-Kontrollplan mit den neuen IEC 61340-5-1 
18:00 	 und ANSI/ESD S20.20 erstellt?*
	 �	 R. Gärtner – Infineon Technologies AG, 
		  R. Pfeifle – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG, 
		  W. Stadler – Intel Germany Services GmbH
	 *Pausen wie bei Veranstaltung 2

Veranstaltung 2

  9:00 –	 Tutorial 2.1: Wie und wo entstehen Ladungen und wie kann Ladungs-
10:30 	� trennung reduziert oder vermieden werden? Ladungstrennung, Funktions-

weise elektrostatischer Maschinen und Analogien zur modernen 
Prozesstechnik elektronischer Bauelemente.

		  P. Jacob – Jacob Engineering

10:30 –	 Kaffeepause
11:00

11:00 –	 Tutorial 2.1 (Fortsetzung) 
12:30

12:30 –	 Mittagpause
13:30

13:30 –	 Tutorial 2.2: ESD-Schutzelemente 
15:30		  K.T. Kaschani – Robert Bosch GmbH

15:30 –	 Kaffeepause
16:00

16:00 –	 Tutorial 2.3:  Konsequenzen des On-chip ESD-Schutzes auf Systemebene  
18:00		  K.T. Kaschani – Robert Bosch GmbH

TAGUNGSPROGRAMM

Mittwoch, 16. Oktober 2024

  9:00 –	 Begrüßung 
  9:15		  S. Fischer – Infineon Technologies AG

  9:15 –	 Sitzung 1: ESD-Grundlagen
10:15 		  Moderator: J. Reiner

  9:15 –	 Wie entstehen Gewitterblitze? 
10:15 		  P. Jacob – Jacob Engineering

10:15 –	 Kaffeepause
11:15

11:15 –	 Sitzung 2: ESD-Design I  
12:15 		  Moderator: S. Fischer – Infineon Technologies AG

11:15 –	 On-chip ESD monitors 
11:45 		  G. Bracher – Robert Bosch GmbH

11:45 –	 Modellierung des ESD Snapback-Verhaltens von MOS-Transistoren mit 
12:15	 Verilog A 
		  E. Jirutková, Heinrich Wolf – Fraunhofer Institut EMFT

12:15 –	 Mittagspause
13:15

13:15 –	 Jugend forscht
13:45 	 	 Moderator: P. Jacob – Jacob Engineering

	 PolySelect – Kunststoffsortierung durch Elektrizität 
 		  A. Bachmann  – Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, 
		  Bad Homburg vor der Höhe 

13:45 –	 Sitzung 3: Externer ESD-Schutz I – Fertigungsprobleme
15:15 	 	 Moderator: W. Stadler – Intel Germany Services GmbH

13:45 –	 ESD-Effekte beim CO2-Schneestrahlreinigen
14:15 		  P. Jacob – Jacob Engineering

14:15 –	 Beurteilung von CDM-artigen Risiken in Fertigungen  
14:45		  R. Gärtner, K. Esmark, T. Lutz, F. zur Nieden, L. Zeitlhöfler –  
		  Infineon Technologies AG

14:45 –	� Elimination of Electrostatic Charges on Material Webs in Production Machines
15:15 		  W. Schubert – GMD,  A. Ohsawa – Denki University, Japan

15:15 –	 Kaffeepause
15:45

15:45 –	 Sitzung 4: ESD-Design II
16:45 	 	 Moderator: M. Graf – Robert Bosch GmbH

15:45 –	 Kann man auf das Robustheits-Design auf Systemebene verzichten, wenn
16:15	 viele Anforderungen auf die Komponenten/IC-Ebene weiter gereicht werden? 
 		  M. Ammer – Infineon Technologies AG

16:15 –	 Eingeladener Vortrag EOS/ESD Symposium:
16:45 	 Advanced CDM Simulation Methodology for High-Speed Interface Design 
		  U. Ishfaq, K. Domanski, S. Heber, H. Gossner – Intel Deutschland GmbH

16:45 –	 Sitzung 5: Externer ESD-Schutz II – ESD-Kontrollprogramme
17:30 		  Moderator: R. Pfeifle – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG

16:45 –	 Sinkende ESD-Festigkeit von elektronischen Bauelementen mit  
17:15	 zunehmender Assemblierung
		  C. Hinz, L. Kadic – Stat-X Deutschland GmbH,   
		  P. Krüger – Bundesdruckerei Berlin,  
		  J. Thürmer – EPA Design und Control

17:15 –	 Ideen zum Umgang mit Silicon-Technology Scaling und Identifizierung von
17:45 	 Bauteilen die einen zusätzlichen ESD-Schutz benötigen
		  S. Neubert – Continental Automotive Technology GmbH 

17:45 –	 ESD – Data-driven decision on ESDS data
18:15 		  P. Astor – Pepperl+Fuchs SE

18:15 –	 Pause mit Imbiss
19:30

19:30 –	 Diskussion: Immer noch EOS!?
21:00 		  Moderator: R. Gärtnerr

Donnerstag, 17. Oktober 2024

  8:30 – Sitzung 6: ESD-Messtechnik
10:00		  Moderator: H. Wolf – Fraunhofer Institut EMFT

  8:30 – 	 Eingeladener Vortrag EOS/ESD Symposium:
  9:00	  Detection of Electrostatic Discharge with Limited Measurement Bandwidth
		  T. Viheriäkoski – Cascade Metrology Oy,  
		  P. Tamminen – Danfoss  

  9:00 – 	 Transiente Simulation von CDM Strömen in einem Multichip Modul 
  9:30	 basierend auf Messungen und 3D FEM Simulation 
		  E. Jirutková, H. Wolf – Fraunhofer Institut EMFT,  
		  M. Graf, G. Dogan, K. Kosbi – Robert Bosch GmbH 

  9:30 – 	 Peakstrom basierter CDM-Test für Dies und Packages
10:00		  L. Zeitlhöfler, T. Lutz, F. zur Nieden, K. Esmark, R. Gärtner – 
		   Infineon Technologies AG 

10:00 – 	 Kaffeepause
10:45	  

10:45 – 	 Sitzung 7: ESD-Kontrolle III – Ionisierung
11:45	  	 Moderator: R. Gärtner – Infineon Technologies AG 

10:45 – 	 Messung und Bewertung von Ionisiergeräten
11:15	  	 R. Pfeifle – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG,  
		  A. Vassighi – Intel. Corp., 
		  W. Stadler – Intel Germany Services GmbH 

11:15 – 	 Messen von AC-Ionisatoren im Industriealltag
11:45	  	 S. Neubert – Continental Automotive Technology GmbH 

11:45 –	 Sitzung 8: Neues aus der Standardisierung
12:45		  Moderator: K.T. Kaschani – Robert Bosch GmbH 

11:45 – 	 Neues aus den internationalen Normierungsgremien – ESD-Kontrolle
12:15		  R. Gärtner – Infineon Technologies AG,  
		  R. Pfeifle – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG,  
		  W. Stadler – Intel Germany Services GmbH 

12:15 – 	 Neues aus den Standardisierungsgremien – Testen
12:45		   H. Wolf – Fraunhofer Institut EMFT, 
		  R. Gärtner – Infineon Technologies AG 

12:45 – 	Abschlusssitzung
13:00	  
	 Auszeichnung der besten Beiträge, Bekanntmachungen und Ausblick, 
	 Verabschiedung
		  A. Gottschalk – IQZG Consulting,  
		  W. Stadler – Intel Germany Services GmbH 

13:00 – 	 Mittagessen
14:00	  


